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Przedmiotem wynalazku jest elektryczny uklad
‘mostkowy przeznaczony do pomiaru oporno$ci wew-
netrznej lamp elektronowych, umozliwiajgcy doko-
nywanie pomiaréw z duzg doktadnoscia.

Do pomiaru oporno$ci wewnetrznej lamp elektro-

nowych, powszechnie stosuje sie uklad mostkowy,
w ktérym réwnolegle do Zrédla napiecia stalego za-
-silajacego anode badanej lampy przylgczona jest
pojemnos$é, ktora dla prgdu zmiennego zamyka ga-
3%z mostka zawierajgca wzorcowy opornik regulowa-
ny a poza tym réwnolegle do wzorcowego opornika
regulowanego przylaczony jest dlawik o duzej in-
dukcyjno$ci, ktéry umozliwia zasilanie badanej
lampy bez spadku napiecia na oporniku wzorco-
‘wym.
- W tak zbudowanym ukladzie, przy pomiarach
opornosci wewnetrznej lamp, charakter galezi most-
‘ka zawierajacej wzorcowy opornik regulowany przy
zmianach warto$ci tego opornika zmienia sie od
charakteru pojemnosciowego do indukcyjnego. W
celu unikniecia tego zjawiska stosuje sie diawiki
o matlej indukcyjnosci, co z kolei powoduje pogor-
:szenie dokladno$ci pomiaru wskutek bocznikowania
regulowanego opornika wzorcowego mala oporno-
§cig indukcyjng diawika.

Zmienny charakter galezi mostka zawierajgcej
-wzorcowy opornik regulowany uniemozliwia row-
‘niez catkowite wyréwnanie fazy, uzyskiwane przez
regulacje pojemnosci umieszczonej w przeciwlegtej
.galezi mostka i dolaczonej do wzorcowego opornika

58 865

10

15

20

30 .

2

nie regulowanego, co prowadzi do pogorszenia do-
kladnos$ci ustalenia stanu réwnowagi mostka.

W tak zbudowanym ukladzie oporne$§é zespolona
zlozona z urojonej oporno$ci pojemnosci i opornos$ci
Zr6dla napiecia stalego zasilajacego obw6d anody
badanej lampy powoduje blgd pomiaru zalezny od
wartosci mierzonej opornos$ci wewnetrznej badanej
lampy.

W celu unikniecia tych niedogodno$ci w ukladzie
wedlug wynalazku, réwnolegle do zrédia napiecia
stalego zasilajacego badana lampe jest dolaczony
szeregowy obwod rezonansowy dostrojony do rezo-
nansu z napieciem zmiennym zasilajgcym mostek,
a poza tym réwnolegle do dlawika jest dolgczona po-
jemno$é tworzaca z nim réwnolegly uklad rezonan-
SOwWYy.

Budowe i zasade dzialania ukladu wedlug wyna-
lazku wyja$niono na zalgczonym rysunku, na kto-
rym fig. 1 przedstawia znany uklad powszechnie
stosowany, a fig. 2 uklad wedlug wynalazku.

W galezi 1—2 mostka znajduje sie wzorcowy o-
pornik regulowany 3 oraz kondensator 5. Opornik
3 jest zabocznikowany dlawikiem 4, wskutek czego
dla pradu zmiennego dostarczanego ze Zrédia 8 pod-
czas regulacji opornika 3 dla matych jego wartosci
galgz 1—2 mostka przedstawia charakter pojemno-
§ciowy a dla duzych warto$ci opornosci opornika
charakter indukcyjny. Dla unikniecia tej niedo-
godnosci w znanych ukladach niekiedy dobiera sie
warto$é indukeyjnosci dlawika w ten sposéb, zeby
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charakter galezi 1—2 pozostal indukcyjny, co wy-
maga jednak zastosowania dlawika o stosunkowo
matej indukcyjnosci, a wskutek dzialania boczniku-
jacego dlawika na opornik 3 prowadzi do pogorsze-
nia dokladno$ci pomiaru.

Niedogodnosé te calkowicie usunieto w ukladzie
wedlug wynalazku przez wilgczenie diawika 6 do-
strojonego dla czestotliwosci napiecia zmiennego za-
silajgcego mostek do rezonansu z kondensatorem 5.
Powoduje to, ze charakter galezi 1—2 staje sie in-
dukeyjny dla wszystkich wartosci opornika 3 i u-
mozliwia calkowite wyréwnanie przesuniecia fazy
za pomocg kondensatora zmiennego 9 umieszczone-
go w gatlezi przeciwleglej do galezi 1—2 mostka oraz
osiggniecie duzej dokladnosci pomiaru.

Podczas pomiaru dlawik 4 zostaje nasycony pra-
dem anody badanej lampy 10, co powoduje spadek
jego indukcyjnosci i pogorszenie warunkéw pomia-
ru, wskutek czego wynik pomiaru opornosci wew-
netrznej badanej lampy jest obarczony znacznym
bledem zaleznym od stanu nasycenia dlawika 4, a
wiec trudnym do okreslenia. Niedogodnos$é te usuwa
kondensator 7 umieszczony réwnolegle do diawika
4, przy czym pojemno$¢ kondensatora 7 jest tak do-
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brana, ze z indukcyjnoscig dtawika 4 stanowi uklad.
zblizony do rezonansu dla czestotliwosci napiecia
zmiennego zasilajgcego mostek. W miare nasycania.
sie diawika 4 jego indukcyjno$é zmienia sie w ten.
sposOb, ze zbliza sie do rezonansu z pojemnoscig
kondensatora 7, wskutek czego opornos$é zespolona.
ukladu dlawik 4 — kondensator 7 wzrasta co po-
zwala na zmniejszenie efektu bocznikujgcego opor—
nik 3 i osiggniecie duzej dokladnosci pomiaru.

Zastrzezenia patentowe

1. Uklad mostkowy do pomiaru opornosci wew-
netrznej lamp elektronowych znamienny tym, ze w
galezi (1—2) mostka zawierajgcej wzorcowy, regulo-
wany opornik (3) oraz dlawik (4) jest wilgczony sze—
regowy obwdd rezonansowy zlozony z indukcyjnosci
(6) oraz pojemnosci (5). .

2. Uklad wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze r6w-
nolegle do dlawika (4) umieszczonego w galezi most-
ka (1—2) zawierajacej wzorcowy regulowany opor-
nik (3) jest dolgczony kondensator (7), ktéry wraz.
z dlawikiem (4) tworzy rownolegly uklad rezonan—
sowy dla prgdu zmiennego zasilajgcego uklad.
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